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Introducao

Oxidos de metais de transi¢cdo como tantalo, niébio
e hafnio apresentam propriedades como: baixa
energia de fénon, baixa absorcdo na regido do
infravermelho, alto indice de refracdo além de
elevada estabilidade quimica e fisica’, o que faz
deles promissores materiais para aplicacdes opticas
quando dopados com ions terras-raras. Neste
trabalho foram sintetizadas particulas de Ta205
dopados com ions Eu®" com morfologia controlada,
preparadas a partir de uma nova rota de sintese
utilizando precursores cedidos por uma companhia
industrial nacional (CIF).

Resultados e Discussao

A precipitacdo de particulas precursoras de Ta,Os
foi realizada a partir de solugbes que se tornam
homegeneamente alcalinas por meio da hidrolise
forcada de uréia a 80°C por 6 horas. Desta forma,
uma solugdo aquosa de [TaF7]2' foi adicionada a
uma solugéo etandlica de uréia 1 mol.L™" e mantida
sob agitacdo e aquecimento por 6 horas. O
precipitado foi lavado e calcinado a 900°C por 4
horas. As particulas formadas foram caracterizada
por difracdo de raio-X e microscopia eletrbnica e
varredura. Os difratogramas mostram que
inicialmente temos a formacao de particulas de 6xi-

fluoreto de tantalo amoniacal (NH4),Ta,03Fg
ortorrdmbico que é convertido em Ta,Os também
ortorrdbmbico apdés o tratamento térmico. As
micrografias  eletrbnicas mostram que estas

particulas sdo micro-estruturadas em formato de

agulhas.
A

Figurazl 1. Sélido obtido na hidrélise controlada de
[TaF;]” A) antes de calcinar B) ap6s calcinagdo 900°C
4horas.

Pode-se observar nos espectros de emisséo figura 2
(a,c) das amostras dopadas uma banda em ~440
nm atribuida a luminescéncia da matriz inorgéanica.
Esta banda tem sua intensidade diminuida apos
tratamento térmico.
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Figura 2. Espectros de emissao (a,c) e excitacdo
(b,d) de amostras de (NHAQZTazogFG (a,b) e Taz0s (c,d)
dopadas com 1 mol% de Eu”". Os comprimentos de onda
de excitagdo e emissdo estdo indicados nos graficos.

As bandas em 592 e 610 nm atribuidas as
fransigdes eletronicas entre os niveis Dy>'F; e
5D09 F,, respectivamente, tém suas intensidades
relativas modificadas com o tratamento térmico
mostrando que os ions Eu* ocupam sitios de maior
simetria quando lligados ao oxi-fluoreto. Ainda, os
espectros de excitagdo mostram diferencas
significativas, enquanto que no oOxi-fluoreto temos
um maximo de excitacdo em 394 nm, este maximo
é deslocado para 463 nm no 6xido.

Conclusodes

Particulas de Ta,Os dopados com ions Eu3+ com
morfologia controlada obtidas a partir de uma nova
rota de sintese foram obtidas com sucesso. Medidas
de luminescéncia revelam que estes materiais sédo
promissores como luminéforos. A utilizacado do Eu®*
como sonda estrutural permite ainda um estudo
estrutural da distribuicdo dos ions nesta matriz
especifica.
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